


































































专利名称(译) 内部温度测量装置，腕部安装型装置和内部温度测量方法
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摘要(译)

内部温度测量装置被配置为包括获取单元，该获取单元获取一侧表面侧
上的测量目标的一侧温度和一侧热通量以及测量目标的相对侧温度和相
对侧热通量。相对的侧面;计算单元通过施加一侧温度，一侧热通量，相
对侧温度和相对侧热通量来计算测量目标的内部温度。
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